
 

 JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

 
کشور ژاپن است. میکروسکوپ الکترونی  Jeolمحصول شرکت  JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

 ،ها کیها، سرامرسانا مهینانو، فلزات، ن یمانند فناور اه نهیاز زم ، در محدوده وسیعی JSM-IT500HRمدل  SEMروبشی 

در حال گسترش  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ی کاربرد یبرنامه ها ن،یشود. علاوه بر ا یاستفاده م یشناس ستیو ز یپزشک

. با این کار، نیز مورد استفاده قرار میگیردرا در تولیدات  تیفیکنترل کدر را پوشش دهند، بلکه  یا هیپا قاتیهستند تا نه تنها تحق

با کیفیت بالا و برای تایید آسان تر  SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی برای به دست آوردن اطلاعات سریع تر از تصاویر نیاز

 افزایش می یابد. آنالیزاطلاعات ترکیب با 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی محصول

با  یربرداریبالا، تصو ییبا روشنا یالکترون ک تفنگیبا استفاده از ،  JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

  کسیاسپکترومتر اشعه ا گی انرژیپراکند ادغام ن،ی. علاوه بر ارا انجام می دهد بالا ییبا وضوح فضا آنالیزبالا و  کیفیت تصویر

(EDS)  میکروسکوپ الکترونی روبشی بهSEM  مدلJSM-IT500HR به  عناصر آنالیز و ریتصاو یدهد جمع آور یاجازه م

 سهولت صورت پذیرد . 

 InTouchScop یسراست که از  لمس کارکرد تمام ستمیسدارای  JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

میکروسکوپ الکترونی روبشی  یصفحه لمس یقرار گرفته است. رابط کاربر فراوانی مورد توجه SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

SEM  مدلJSM-IT500HR  ،است که امکان استخراج داده  «تعویض جهت یابی نمونه »و  کیمختلف اتومات یها تیقابل یدارا

 کند. یفراهم م ای منطقه یو جستجو دهیچیپ طیشرا میبالا را بدون تنظ تیفیبا ک یها

 موجب یبه طور قابل توجه ،و آسانبالا  کارکرد با JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکپ الکترونی روبشی سیستم یکپارچه 

-JSMتوسط مدل های مختلفی از سری بالاتر  ای و ٪40تا میزان  SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی ایی کارو  یبهبود بهره ور

IT500HR میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل های مختلف  شود . میSEM ه شده از سری ئاراJSM-IT500HR  شاملJSM-

IT500HR / LV، خلاء کم و زیاد و نیز مدلبا  تصاویرمشاهده  یبرا JSM-IT500HR / LA ستمیشامل س EDS کپارچهی 

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-IT500HRمدل  SEMویژگی های اصلی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

با  است که تصویربرداری یتفنگ الکترون کیدارای  JSM-IT500HRمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم •

 دهد. یبالا را ارائه م ییفضا کیفیت تصویربا  آنالیز وبالا  رزولوشن

 کروسکوپیمدر نمونه را  جهت یابیارتباط دارد،  SEMو  Holder Graphics ،CCDکه با  Zeromag عملکرد •

 کند. یم شهیساده تر از هم JSM-IT500HRمدل  SEM یروبش یالکترون

زمان در  EDS فیط کی،  JSM-IT500HRمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکپیمدر  شده یجاساز EDS آنالیز •

 دهد. ینشان مرا کارآمد  یعامل آنالیز یبرا ریدر طول مشاهده تصو یواقع

 تیری، امکان مد JSM-IT500HRمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم،  SMILE VIEW Labنرم افزار   •

 یروبش یالکترون کروسکوپیمرا فراهم می کند. تمام داده ها  یگزارش برا نیتدو آنالیز وو  ریتصو یداده ها کپارچهی

SEM  مدلJSM-IT500HR تبدیل کرده و نتایج را ارائه  عناصر لیو تحل هیتجز جیبه نتارا شده  یجمع آور ریتصاو

 می دهد .

 سازد. یم فراهم نمونه راو ساده  مطمئنتبادل " تبادل جهت یابی نمونه "  •

توسعه که اخیرا  JSM-IT500HRمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیمجدید در  پرتو قیتطب عملکرد با استفاده از •

 می کند.  نهیبه را هموارهالکترون  ینور طیشرا افته،ی

 دهد. یم قیتطب یطولان آنالیزهایمشاهدات و  یمختلف و انواع نمونه را برا ینمونه بزرگ که اندازه ها استیج •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  در با وضوح بالا یربرداریو تصو Zeromagسیستم 

 

مشاهده تصاویر نمونه با وضوح بالا با  تفنگ الکترونی بسیار درخشان و سیستم جدیدی از لنز ها در میکروسکوپ الکترونی 

 JSM-IT500HRمدل  SEMامکان پذیر می شود . میکروسکوپ الکترونی روبشی  JSM-IT500HRمدل  SEMروبشی 

( استیج جهت یابی ستمی)با استفاده از س ینور ریتصو . می شکندرا  SEMو  ینور ریتصو نیمرز بجهت یابی را ساده کرده و 

نقاط  نییو تع نظررد منطقه مو نییتع یبراتواند  یم یدر صفحه اصل JSM-IT500HRمدل  SEM یالکترون کروسکوپیم

  SEM ریواتص ،ییبا بزرگنما JSM-IT500HRمدل  SEM یالکترون کروسکپی. ممورد استفاده قرار گیرد  لیو تحل هیتجز

 قابل دریافت است . به صورت خودکار  یلحظه ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  در فلاش یعنصر آنالیز

 

کند.  یفراهم م ریرا در هنگام مشاهده تصو یزمان واقع EDS فیط کی ، یلیتحل یبا مدل ها لحظه ای آنالیز های یژگیواز جمله 

صفحه  یروشوند و  یم ییشناسا JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی در  به طور خودکار یعناصر اصل

-JSMمدل  SEMات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بیترک دییتا ای یکردن مواد خارج دایشوند. پ یم داده شینما

IT500HR شود . انجام می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  توسط مدت یطولان آنالیزبا سرعت بالا و  ینقشه بردار

 

Specimen: Gold particle on carbon Accelerating voltage: 20 kV  

Magnification: ×500,000 Map acquisition time: 70 seconds JSM-IT500HR 

 است. داریپروب پا انیبا جر یوضوح بالا و عمر طولان دارای JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

بزرگ  یمانند نقشه بردار یطولان یدر طول دوره هااستفاده  یبرا JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکپ الکترون روبشی 

 کسیاشعه ا ینقشه ها یبرامنطقه را  EDS آنالیزبزرگتر  یسنسورها ن،یهمچن کند. عمل میخودکار مورد نظر به صورت  منطقه

 امکان پذیر می سازد . با سرعت بالا 

 JSM-IT500HRمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  سیستم مونتاژ

مورد استفاده قرار  شکستسطح  لیو تحل هیتجز یبرا نیدر مناطق بزرگ و همچن یمواد خارج ییشناسا یمونتاژ براعملکرد موثر 

 می گیرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-IT500HRمدل  SEMدر میکروسکوپ الکترونی روبشی " SMILE VIE Lab "نرم افزار 

 

 

است که  یمرکز ها به صورت داده تیریمد یبرنامه نرم افزار کی " SMILE VIEW Lab "ها   داده کپارچهی تیرینرم افزار مد

به سرعت  توان ینرم افزار، م نیدهد. با استفاده از ا یم وندیرا پ EDS جیو نتا SEM ری، تصاواستیج یها تیموقع ، استیج ریتصاو

 ها داده تمام ، SMILE VIEW ™ Lab "اطلاعات تیریصفحه مد درکرد.  جادیداده ها ا نیرا با استفاده از تمام ا ییگزارش ها

 تیموقع ستمیس رینگهدارنده و تصاو ریاز تصاو ی که بزرگ نمایی کمتری دارندری. تصاوبه صورت یک جا مدیریت کرد توان  می را

 ی کهاطلاعات لیو تحل هیشود. مرور و تجز یم رهیپروژه ذخ کیدر  لیو تحل هیتجز جیو نتا ری، تصاوی قابل مشاهده ها تیموقع اب،ی

، به آسانی صورت  JSM-IT500HRمدل  SEMدر میکروسکوپ الکترونی روبشی گزارش  جادیا نیبه دست آمده و همچن قبلا

 گیرد .  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توضیحات مشخصه

 SEM 3.0 nm (30 kV), 15.0 nm (1.0 kV)حالت خلاء زیاد میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM 4.0 nm (30 kV, BED)حالت خلاء کم میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM ×5 to ×300,000(Deined with a display size of 128 mmبزرگ نمایی مستقیم میکروسکوپ الکترونی روبشی 

× 96 mm) 
 SEM ×14 to ×839,724 (on the monitor) (Deined with aبزرگ نمایی نمایش داده شده میکروسکوپ الکترونی روبشی 

display size of 358 mm× 269 mm) 
 SEM W filament, Fully automatic gun alignmentبمباران الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM 0.3 kV to 30 kVشتاب ولتاژ میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM 1 pA to 1 μAجریان پروب میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM 10 to 650 Paمیکروسکوپ الکترونی روبشی  LVتنظیمات فشار 

 SEM 3-stage, with XY ine adjustment functionدهانه لنز شی ایی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM filament adjustment, Gun alignment, Focus /Stigmatorعملکرد اتوماتیک میکروسکوپ الکترونی روبشی 

/Brightness /Contrast 
 SEM 200 mm dia. × 75 mm height*3 200 mm dia. × 80 mmحداکثر سایز نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی 

height*3 32 mm dia. × 90 mm height*3 
 SEM Large eucentric stage X : 125 mm, Y : 100 mm, Z : 80محفظه نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی 

mm Tilt : –10 to 90°, Rotation : 360° 
 SEM Built-in as standardعملکرد مونتاژ میکروسکوپ الکترونی روبشی 

میکروسکوپ الکترونی  صفحه نمایش هماهنگی موقعیت اندازه گیری

 SEMروبشی 

200 mm dia. 

 SEM Built-in (includes EDS condition*2)میکروسکوپ الکترونی روبشی  دستورالعمل های استاندارد

 SEM Secondary electron image, REF image, Compositionحالت عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی 

image*1, Topographic image*1, Stereo-microscopic 

image*1, etc. 
 SEM 640 × 480, 1,280 × 960, 2,560 × 1,920, 5,120 × 3,840پیکسل تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Microsoft® Windows® 10 64bitسیستم عامل میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM 23-inch touch panelمانیتور قابل مشاهده میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Refer to EDS speciications (p26)الکترونی روبشی میکروسکوپ  EDSعملکرد 

 SEM Built-in (distance between 2 points, distance betweenعملکرد اندازه گیری  میکروسکوپ الکترونی روبشی 

parallel lines, angle, diameter, etc.) 

 " SEM " SMILE VIEW ™ Labمدیریت عملکرد داده ها میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 " SEM " SMILE VIEW ™ Labعملکرد تولید گزارش داده ها میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Operable on UI (Japanese/English)تغییر زبان میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Fully automatic, TMP : 1 RP : 1 or 2*1سیستم خلا میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Single-phase 100 V AC, 50/60 Hz, 3.0 K Vaمیزان برق مصرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

Voltage regulation  Within ±10% (voltage drop from 

3.0 kVA by 3% or less) 

Grounding terminal 100 Ω or less 
 ℃ 5 ± 20 دمای اتاق  SEMراه اندازی اتاق میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 or less %60 رطوبت اتاق 

 m or less 2,000 وزن 

  مزاحمت
AC field 

0.3 μT or less 
(50/60 Hz, Sine wave, WD 15 

mm, 30 kV) 

 SEM 2,000 mm (W) × 2,500 mm (D) × 1,800 mm (H) orابعاد محظه میکروسکوپ الکترونی روبشی 

more Door width 850 mm or more 



 

 


